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4

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTRIQUES

Dixiéme partie: Application du systeme d’assurance de la qualité
des composants électroniques de la CEI aux relais de tout-ou-rien

PREAMBULE

1) Leb décisions ou. accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions tgo
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions

2) Cds décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées\comme

des Comités
plus grande

hationaux.

3) Ddns le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime It < g ités nationjux adoptent

pefmettent. Toute divergence entre la recommandation de la C
du| possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

Reégld
Le

Israél

Italie

Japon
Pays-Bas
Pologne .
Roumanie
Royaume-Uni
Suéde

Suisse
Turquie

Note] — Lie présent
traitent de ces questions, qui sont les suivantes:

daps leurs régles nationales le texte de la recommandation de }4 es conditions

apport sera révisé et harmonis¢ avec la derniére édition des documents et publications d

nationales le
ns la mesure

Lg . Relais’ de tout-ou-rien, du Comité d’Etudes N° 41 de la CEI:
Relai] gs\relai tout-ou-rien fut décidée lors de la pre;
tenue a 3 2 discuté Yannée suivante 2 Baden-Baden, donna
docug é8’a Ia réup snud, 4 ¢ M la suite de cette derniére réunion, les tro
fureny 4 e 6umis a l'approbation des Comités nationa

iére réunion
suite 4 trois
s documents
suivant Ja

t la CEI qui

Publications n® 255-0-20: Relais électriques, Caractéristiques fonctionnelles des contacts de relais electriques.

255-5: Cinquiéme partie: Essais d’isolement des relais électriques.
255-7: Septiéme partie: Méthodes d’essai et de mesure pour les relais électromécaniques de tout-
ou-rien.
410: Plans et régles d’échantillonnage pour les controles par attributs.
419: Guide pour linclusion des procédures de contrdle lot par lot et périodique dans les
spécifications de composants électroniques (ou pieces détachées).
01(Bureau Central)572: “ Régles fondamentales pour le systtme CEI d’assurance de la qualité des composants
électroniques.
CMC(Secrétariat)35 (a Tétude).

CMC(Secrétariat)36 (a Pétude).
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5

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL RELAYS

Part 10: Application of the IEC Quality Assessment System
for Electronic Components to all-or-nothing relays

1) The flormal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Tec

FOREWORD

Comittees.on which all the

- Natignal Committees having a special interest therein are represented, express, as fiear 1 int¢rnational

consepsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They |have the form of recommendations for international use and they are accepted by Ntiona Copimittegs in that

sense,
3) In orfler to promote international unification, the IEC expresses the wi a ational Sommuitees should hdopt the

text ¢f the IEC recommendation for their national rules in so f3 i itiong will’ permit. Any divergence

between the IEC recommendation and the corresponding national rules 3 Ssible, inglicated in
the latter.

This freport has been prepared by Sub-Commitfee 41A, 2 i X i itte¢ No. 41,
Electrica it wag decided™ o deal with the question of quality adsessment
for all-o -nothmg relays. Further to_the program e of R discis i - 3 cuments
were conkidered at the meeting hefd i i Q76 3 i i bined in
a draft, [Document 41A(Central ] i & i Nthe National Committees for approval under the Six

Months’ [Rule in March 1977

The fpllowing countpies vo

Note. — [This {report wil
which are:

Netherlands

Poland

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Turkey .

United Kingdom

United States of America

¢ revised and lined up with the latest edition of the relevant IEC documents and publications,

Publications Nos. 255-0-20: Electrical Relays, Contact Performance of Electrical Relays.

255-5: Part 5: Insulation Tests for Electrical Relays.
255-7: Part 7: Test and Measurement Procedures for Electromechanical All-or-nothing Relays.
410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
419: Guide for the Inclusion of Lot-by-lot and Periodic Inspection Procedures in Specifications
for Electronic Components (or Parts).
01(Central Office)572: Basic rules for the IEC quality assessment system for electronic components.
CMC(Secretariat)35 (under consideration).

CMC(Secretariat)36 (under consideration).
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RELAIS ELECTRIQUES

Dixiéme partie: Application du systéme d’assurance de la qualité
des composants électroniques de la CEI aux relais de tout-ou-rien

Domaine d’application et objet
Le présent rapport s’applique aux relais de tout-ou-rien. I1 donne des directives pour:
a) les procédures d’homologation et de contrdle de conformité de la qualité;

b) la classification des relais de tout-ou-rien;

¢) le groupement des essais;

d) l’établissement des programmes d’essai;

e) l'application des points a), b), c¢) et d) lors de lap i 'spgcifications
intermédiaires et de spécifications particuliéres. Ces directi i ns le cadre
du systéme d’assurance de la qualité de la CEL

Terminologie
Il 'y a lieu de se référer aux autres publicatifns de, la 36ie235 deyla CEI et au Vocabulaire
Electrotechnique International (V.E.L) (Publicati : , chapitre 446.
[Introduction

qualité de la CEI est {de fournir
Passurance a Pacquéreur que le conformes aux spécifications particuliéres

qui les concernent.

pné par le

uctions de

rogramme,
bn, comme
que.

faisant partig/du contréle lot par lot, ou comme faisant partic du contrdle périod

En cas de litige, les documents sont a appliquer dans 'ordre de priorité suivant:

1) les exigences du contrat avec le client;
2) la spécification particuliere;
3) la spécification générique;
4) les régles fondamentales régissant le systéme d’assurance de la qualité.
Le méme ordre de priorité est applicable aux documents nationaux équivalents.

1 Au moment de Pimpression, les articles 9, 10 et 11 des documents CMC(Secrétariat)35 et 36 sont a I’étude.
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7
ELECTRICAL RELAYS

Part 10: Application of the IEC Quality Assessment System
for Electronic Components to all-or-nothing relays

Scope and object

This report applies to all-or-nothing relays. It provides guidelines for:

a) qualification and quality conformance procedures;

b) the classification of relays;

c

d

1 - it
the—groupmg ot —tests;

making test schedules;

e/ the application of the Items a), b), ¢) and d) in preparing seci

system.

ocufnents and detail

Tems and definitions

fame]

Ints

p

th

55 series and |to the

is to.provide assurance |to- the
to the requirements in the| detail

ted by

est has
-by-lot

Where any discrepancies occur for any reason, documents shall rank in the following order

of authority:

1) the customer’s contractual requirements;

2) the detail specification;

3) the generic specification;

4) the basic rules documents applying to the quality assurance scheme.

The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.

L At the time of printing, Clauses 9, 10 and 11 of Documents CMC(Secretariat)35 and 36 were under consideration.
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4.

Procédure d’homologation

Les essais d’homologation d’un type de relais sont la série compléte d’essais 4 effectuer sur
un nombre limité de relais, en vue de déterminer si tel constructeur peut étre considéré comme
capable de fournir des relais conformes a leur spécification particuliére.

‘Les essais d’homologation comprennent tous les essais indiqués dans la spécification
particuliére, y compris les essais lot par lot et les essais périodiques. L’homologation sera
basée sur la conformité aux exigences des essais d’homologation, et de plus:

Méthode 1: Pour de courtes séries de production, sur la conformité aux exigences des essais
précisés a cet effet dans la spécification particuliére.

Méthode 2: Pour des séries continues ou importantes, sur la conformité aux exigences des
T Sw T Tl s I ifs~soumi bntrdle lot

d LIC d [ JC d U { <t ULICIC o LICYS . SU O 9, U cCU & DO dU
par lot pour les essais des groupes A et B et sur un lot (prélevé s 5 acceptés)
yenne des

r attributs.

tchantillon

! n pour un

AP filisée,\la spécification particpliére doit
préciser la taille de 1’échantillq rresdn o’ défectueux permis, ajnsi que le
degré des essais d’endurance. Ce i doivent étre en accord avec le niveaulde qualité

toléré du plan d’échantillonnage
constructeur et ’acquéreur.

aire 1'objet d’un accord entre le-

conclusions d e dtatistique, is\ est/éga é ensemble, et

t spécifier la
plans d’échanti

I’échantillon ‘n

is dans les
L taille de

pdification
techniquemajeure du produit n’est introduite sans nouvelle homologation. Il s’engdge a faire
proceder au Contréle de conformité de la qualité indiqué par la spécification partiguliére. Ce

controle est divisé en deux:

— Contréle effectué lot par lot, sur lequel est basée I’acceptation de lots individuels.

— Contréle périodique, comportant les essais les plus longs et les plus coliteux.

Le contrdle de conformité de la qualité est basé sur la conformité aux exigences des essais
indiqués dans les spécifications particuliéres comme étant des essais de contrdle lot par lot et
des essais de contrdle périodique.

Les essais du sous-groupe AQ (voir annexe A) doivent précéder tous les autres essais non
destructifs.
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Qualification approval procedure

The qualification approval tests of a relay-type are the complete series of tests to be carried
out on a number of relays, with the object of determining whether a particular manufacturer
can be considered capable of producing relays meeting the detail specification.

The qualification approval tests comprise all the tests indicated in the detail specification
including the lot-by-lot and periodic tests. Qualification approval shall be based on
conformance with the requirements of the qualification approval tests only and:

Method 1: For short production runs the conformance with the requirements of the test
specifically prescribed in the detail specification for this purpose.

Method 2: For contmuous productlon and 1arge productlon runs the conformance with the

yrere bjected
t ccepted
1 e three
lpt-by-lot inspections to determine the sample size).
The samples shall be taken from the lots according to nmpling
Blans and Procedures for Inspection by Attributes.
DN Zero
q to give
: ipn shall
vith the
8 of the
h statistical
igvolved in
ithin the
rules.
The samp ¢ ept/reject mumbers shall be selected from the sampling plangs given
in IEC Pub for any
nsuring
: ign being
add_and that/the quality conformance inspection prescribed by the specification is| carried
utVThis inspection is divided into two parts:

— That carried out lot by lot and on which the release of the individual lots is based.

— That (containing the time-consuming and more expensive tests) carried out on a periodic
basis.

Quality conformance inspection is based on conformity with the requirements of the tests
mentioned in the detail specifications as lot-by-lot tests and periodic tests.

Tests in sub-group A0 (see Appendix A) should always precede all other non-destructive
tests.
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Les essais du sous-groupe A0 doivent précéder tous les essais destructifs. Chaque essai doit
étre effectué¢ sur un relais non soumis auparavant 4 un autre essai destructif ou non destructif
qui risquerait d’en annuler les résultats. D’autre part, sauf restrictions spécifiques dans la
spécification particuliére, un essai destructif peut étre précédé par un ou plusieurs essais non
destructifs.

6. Régles d’échantillonnage

L’échantillonnage doit étre effectué conformément aux plans et régles d’échantillonnage de

la Pub}lvat;uu 416 dv }a CEt fa;oaut uu;xiu\«ul\.«ut ayycl ris la 101 dC pour ,entage de
défectueux.
Les niveaux de contrdle spécifiés dans les documents intepmédiai i tre choisis

Pour chaque sous-groupe particulier, le méme niveau pr tous les

programmes d’essais.

On. appliquera ordinairement les niveaux de cont : mai§ on peut [retenir un
niveau plus élevé si on exige un plus gra : ce pour le cpntrdle de
conformité.

Pour chaque essai d’un soug<gro ¢ pris au hasard conformément
au plan d’échantillonnage de la hlivati EI, correspondant au|niveau de

contrdle et au niveau de qualité

On doit toujours procéder a un éChantillonnage stratifié afin d’inclure dans le lof toutes les
chaines de produgction les, ind s de’structure identique proportionnellement a leurs

Ce sous-groupe.

Les échantillons. desti essais\du groupe C seront prélevés dans le (ou dang les) lot(s)
qui au % ; j i essais des groupes A et B. Ils peuvent étre prélevés soit
dans unNgt  gn : fction en fin de période du groupe C, soit dans diffénents lots a

e doit étre
oupe C.

intervalles

7. Classificatioh des relais

Diverses tentatives de classification des relais uniquement selon leur type, leur technologie
ou leur utilisation n’ayant pas abouti en raison de la similitude et de I'interdépendance de
différentes caractéristiques, le présent rapport pratique une classification des relais selon
différents programmes d’essai; ces programmes basés sur ’expérience sont caractérisés par le
nombre des essais obligatoires et leur répartition dans les différents sous-groupes.

Les régles pour le groupement des essais sont données a l'article 9 et 4 lannexe A. Les
programmes d’essai établis d’aprés ces régles sont donnés a I'annexe B.

Dans le programme d’essais 1 le nombre des essais obligatoires reste limité. Dans les
programmes d’essais 2 et 3 on a augmenté le nombre des essais obligatoires.
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Tests in sub-group A0 should always precede all destructive tests. Each test shall be
conducted on a relay not previously subjected to any destructive or non-destructive test liable
to invalidate the result of the test being undertaken. Otherwise, subject to any specific
restrictions given in the detail specification, a destructive test may be preceded by one or more
non-destructive tests.

6. Rules for sampling

Sampling shall be carried out in accordance with the sampling plans and procedures given

inEC Publication410—using per cent—defective concept only

The inspection levels specified in the sectional documents shall b cordance

with Sub-clause 9.2 of IEC Publication 410.

For each particular sub-group, the same inspection level nt test

- schedules.

The standard inspection levels will apply normally b : gvels Can be i where
greater confidence is required in the conformance.

For each test in a sub-group, 2 takeén in accordance with the
sal[n eptable
qyality level prescribed for that sub-gra

Stratified sampling should alway be i ¢ ion - li turally
similar items in proportio itié

Samples for Group\CAit i 4 ' i (have)
passed Gro a e ] leaves
prduction at the ¢ ing the
Gtoup C periogs to the

average lot

7. ClaTsiﬁcation of relays

Various attempts to classify relays solely by type, technology, application or use, have
proved abortive due to similarities and interdependence in their various characteristics and this
report classifies relays according to different test schedules; these schedules are based on
experience and are characterized by the number of mandatory tests in the schedule and their
distribution over the various sub-groups.

The rules for grouping of tests are given in Clause 9 and in Appendix A. The test schedules
constructed according to the rules for grouping of tests can be found in Appendix B.

In test schedule 1 the number of mandatory tests is limited. In test schedules 2 and 3 there
is an increase in the number of mandatory tests.
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Directives pour la rédaction de spécifications intermédiaires

Trois spécifications intermédiaires peuvent étre préparées, chacune d’elles utilisant un des
programmes d’essais décrits. Chaque spécification intermédiaire peut étre ensuite utilisée
comme un guide pour la rédaction de spécifications particuliéres.

La spécification intermédiaire contient des propositions pour les niveaux de contrdle et les
valeurs préférentielles de niveau de qualité acceptable pour chaque essai. Les programmes
d’essais font intervenir la technologie du relais et I'utilisation des contacts en indiquant si,
compte tenu de ces facteurs, les prescriptions s’appliquent.

Les catégories les plus générales de technologie et d’utilisation des contacts sont données
dans le tableau I. Ce tableau constitue une partie de la spécification intermédiaire. Lorsque les
caractéristiques des contacts ne peuvent entrer dans les catégories prévues ou lorsque des essais

9.1

particuliers sont nécessaires, la spécification particuliére doit/ don indications
correspondantes.

La spécification particuliére indique les propriétés corre d’aprés ce

tableau.

TABLEAU I

Propriétés ej?is
(N N

Catégories < (\Bes%lption( O ‘\} Notation Observations
Technologie du relais 0 : \/ RT 0 Ung des trois
Technologie du relais 1 RT I pos{ibilités

- Technologie du relais 1I RT II est applicable
Utilisation du confact CA 0 Unq des quatre
Utilisation du con CAl pos{ibilités
Utilisation du |Centact CA 2 au noins
Utilisation du|con CA 3 est hpplicable

<

Notes 1. — s catégories d’utilisation des contacts est indiquée a Iprticle 9 de la

: Septiéme partie: Méthodes d’essai et de mesure pour les relais

ifonnement étant communes A tous les programmes d’essai, elles ne [sont pas prises
dans ce tableau.

Principes adoptés

Le but du groupement des essais est de grouper les essais de méme importance pour
’évaluation de la qualité en service du relais. Chaque essai du méme sous-groupe a ainsi le
méme niveau de contrdle et le méme domaine de niveau de qualité acceptable. Les limites et,
par conséquent, les critéres d’attribution des essais & un groupe sont le caractére destructif de
Pessai, la durée de I'essai et son rapport avec la fabrication ou la conception du relais.

La périodicité des essais tient compte de la complexité, de la durée et du cofit total de
’essai et des conséquences qu’entrainerait I'acceptation de relais non conformes.

Les caractéristiques qui doivent étre contrdlées avec la méme périodicité et qui sont
d’importance similaire pour la fonction du relais sont combinées dans le méme sous-groupe.
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8. Guidelines for writing sectional specifications

Three sectional specifications can be prepared, each using one of the test schedules. Each
sectional specification can then be used as a guide in writing detail specifications.

The sectional specification contains proposals for the inspection levels and preferred
acceptable quality level values for each test. The test schedules take account of the technology
of the relay and of the contact application by indicating the applicability with respect to
technology and contact application.

The most general categories of technology and contact application are given in Table 1. This
table shall form part of the sectional document. When the characteristics of the contact cannot
be classified in one or more of the stated categories, or when particular tests are required, the
detail specification shall give the necessary indications.

The detail specification shall state the relevant properties cho r this table.

TABLE I

Relay propertjés

7\ /(7/\
efindtio

Categories {\ B@ %( n ( Q ‘\/> Notation Remarks
Relay technology 0 \/ RT O One of three
Relay technology 1 RT I applies
Relay technology - 1I RT II
Contact application CA O " At least jone
Contact application 1 CA 1 of four dpplies
Contact applicatio CA 2
Contact applicatio CA 3

to the contact application categories is stated in Clause 9| of IEC
and Measurement Procedures for Electromechanical All-qr-nothing

Notes 1. — g}

re common to all test schedules, therefore they are not categoriz¢d in this

9. Rules for the ‘grouping of tests

9.1 Principles adopted

The purpose of grouping of tests is to combine in one group all those tests which are of
equal importance to the assessment of the usefulness of the relay. Therefore each test in the
same sub-group gets the same inspection level and acceptable quality level range and
therefore further criteria for the allocation of tests to a group are the destructiveness of the
test, the duration of the test, and the relation to fabrication or design.

The frequency of testing takes account of the complexity, duration and overall cost of the
test and the effect of releasing non-conforming relays.

Characteristics tested at the same frequency and having similar importance to the function
of the relay are combined into the same sub-group.
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9.2  Groupement

Les essais doivent étre répartis en groupes A, B et C, selon les principes donnés aux
paragraphes ... et ... de la Publication ... de la CEI! avec contrdle périodique tel qu’il est
défini au paragraphe 2.6 de la Publication 419 de la CEI: Guide pour linclusion des
procédures de contrdle lot par lot et périodique dans les spécifications de composants
électroniques (ou piéces détachées). Chaque groupe est subdivisé selon les définitions données
a l'annexe A. Chaque exigence de I'essai est affectée & un sous-groupe suivant 'importance
relative de la caractéristique & controler pour le bon fonctionnement général du relais.

9.3 Définition des groupes

Groupe A: Les essais de ce groupe sont des essais ¢électriques et mécaniques, non destructifs
é ilisé ristiques de
s lices A la

base lices principalement au procédé de fabrication et les caractériftiques capitald

Groupe B: les essais de ce groupe comprennent a la fois des essai ifs gt des essais
non destructifs, d’une durée d’environ une semaine, ugiisé 3 par lot, les
caractéristiques du relais liées principalement au procédé de i importance

Groupe C: Les essais de ce groupe compi'en ént ala Tois(des ¢ t des essais
non destructifs, exécutés périodiquement pour/ con ies, en plus
de celles incluses dans les groupes A et Bsse \main ctéristiques

i importance

ynement) du relais (voir I'annexq A pour la
inedres dans chaque groupe).

10.

ésent rapport les propriétés correspondant a|1’utilisation
dlessais’ qui satisfait au plus prés aux prescriptions corrgspondant a
eation particuliére: tous les essais obligatoires spécifjés dans le
choisi, ainsi que les essais considérés comme apprdpriés pour

is re¢ommandés et les essais supplémentaires deviennent obligatoires fils figurent
La spécification particuliere doit préciser les essais qui sont & effectupr lors de
I’homologation

7. Pour chaque essai, la spécification particuliére doit préciser si ’essai est destructif ou
non destructif.

On trouvera des exemples de programmes d’essais 1, 2 et 3 & ’annexe D pour un relais 3
contacts non scellés (RT 0) pour des charges de contact de catégories 0 et 1 (CA 0 et CA 1).

I En préparation. La référence au moment de Iimpression est: paragraphes 11.3.1 et 11.3.2 du document
CMC(secrétariat)36.


https://iecnorm.com/api/?name=0e0a55b0a40e2ef725e6a9e63a66dfa8

9.2 Grouping

93

10.

The tests shall be divided into Groups A, B and C in accordance with the principles given
in Sub-clauses ... and ... IEC Publication ...! and with “periodic inspection” as defined in
Sub-clause 2.6 of IEC Publication 419, Guide for the Inclusion of Lot-by-lot and Periodic
Inspection Procedures in Specifications for Electronic Components (or Parts). Subdivision of
each group is made according to the definitions given in Appendix A and each test
requirement should be allotted to a sub-group according to the relative importance of the
feature tested to the overall function of the relay.

Definition of groups

Group A: Tests in this group comprise non-destructive short-duration electrical and
mechanical test procedures which are employed to assess, on a lot-by-lot basi rincipal
dharacteristics of the relays determined mainly by the fabrication proces ose(Which are

tedures,

vith a duration of about one week, which are employed to a sis, the

<

gharacteristics of the relay determined mainly by the fabricat 0$S A icp are |of vital
c - - - 1 1 M 1 e
_ cedures
t 3 b those
dlready mcluded in Groups A and B, are being maintained : istics may be
e Pabrication ; minor
1 Istitutes
Vi
Ruiles for writing detail/sp
For preparing
1. Select fram for its
intend@.
3. Select the'tes e of the

cation all the mandatory tests which are prescribed in the
together with those recommended tests considered approprjate for

1ol

3 S X ests and added tests become mandatory if included in the detail
The detall specification shall state which tests shall be carried out at qualification approval
only.
7. For each test the detail specification shall indicate whether this test is destructive or
non-destructive.

Examples of test schedules 1, 2 and 3 are given in Appendix D for a typical relay with
non-sealed contacts (RT 0) and the contact loads in categories 0 and 1 (CA 0 and CA 1).

1 Being prepared. Reference at the time of printing is: Sub-clauses 11.3.]1 and 11.3.2 in Document CMC(Secretariat)36.
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ANNEXE A

REGLES POUR LE GROUPEMENT DES ESSAIS

‘Description de la méthode

La méthode de groupement est illustrée par le diagramme ci-joint. En premier lieu, les essais
sont séparés en deux groupes, 'un comprenant tous les essais non destructifs et 'autre tous les
essais destructifs (voir note). Ces deux groupes sont ensuite différenciés selon que la durée de
I’essai est inférieure ou supérieure a une semaine. Pour les essais dont la durée ne dépasse pas
une semaine, le controle lot par lot est possible et pour les essais non destructifs de courte
durée le contrdle a 100% pourra étre effectué. Les essais dont la durée est supérieure 4 une

A2

jvisions, la
nature des
Conception.
n’est pas
B, note 1).

‘essai ainsi
onction du
mineure) et
ous-groupe

programme

doit inclure

des~essais pon destructifs, mais lors de la préparation d’un¢ spécification
ise pour chaque essai des groupes B et C, déterminant si I’pssai doit étre
d’essai inclus

programme d’essai indiquant la|division et
pour les besoins du contrdle log par lot et

pour des

dines applications particuliéres prescrites dans la spécification particulicre,
est effectué comme essai de sélection, éventuellement en permanende, avant la

pour les

caractéristiques majeures.

Sous-groupe A2: Ce sous-groupe comprend des essais de courte durée pour les
caractéristiques mineures.

Sous-groupe A3: Ce sous-groupe comprend des essais de courte durée pour les
caractéristiques relevant d’un jugement subjectif, par exemple le contréle visuel.

Sous-groupe A4: Ce sous-groupe comprend des essais de courte durée pour les
caractéristiques essentiellement liées & la conception et capitales pour le bon fonctionnement
du relais.
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APPENDIX A

RULES FOR THE GROUPING OF TESTS

Description of the method

This method of grouping is illustrated in the attached diagram. The tests are first separated
into twc sets, one comprising all the non-destructive and the other all the destructive tests (see
note). These two sets are then segregated according to whether a test can be conducted in one
week or takes longer than a week to complete (duration of test). For tests whose duration
does not exceed one week, then lot-by-lot inspection is possible and for short duration
non-destructive test 100% inspection could be applied. Tests exceeding one week shall be

cpnducted on a periodic basis. Within each of these subdivisions, either the chatacteristi¢ of the
relay being tested is completely or predominantly determined gdterigls and
manufacturing processes employed or it is essentially related to the it is not
clear whether the characteristic is principally related to fabr en  due
weighting should be given to the process variability (see Appefidi

Thus the tests can be further categorized accordingly. es thus
formed, the relative importance of the feature being teste y is the
i quency
the test

s
i a test

S
rent of
on.
be made
ictive or
of vital
testing
'mation
Sub-group Al: This sub-group comprises short-duration tests for important [(major)

characteristics of the relay.

Sub-group A2: This sub-group comprises short-duration tests for the less important (minor)
characteristics of the relay.

Sub-group A3: This sub-group comprises short-duration tests for features involving a high
degree of subjective judgement, such as visual inspection.

Sub-group A4: This sub-group comprises short-duration tests for characteristics which are
essentially related to design only and are of vital importance to the function of the relay.
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Sous-groupe Bl: Ce sous-groupe comprend des essais d’une durée d’environ une semaine,
pour les caractéristiques capitales pour le bon fonctionnement du relais.

Sous-groupe B2: Ce sous-groupe comprend des essais d’une durée d’environ une semaine,
pour les caractéristiques majeures.

Sous-groupe B3: Ce sous-groupe comprend des essais d’une durée d’environ une semaine,
pour les caractéristiques capitales pour le bon fonctionnement du relais mais essentiellement
liées a la conception.

Sous-groupe C1: Ce sous-groupe comprend des essais pour les caractéristiques capitales pour
le bon fonctionnement du relais. Normalement, le contrdle doit étre effectué tous les six mois
ou plus souvent.

d d majeures.

SOous- g
Normalement, le contrdle doit étre effectué tous les six mois ou plus/ souve

les| mineures.

Sous-groupe C4: Ce sous-groupe comprend des essais p itales pour
le bon fonctionnement du relais. Normalement, le co

ou plus souvent.

mineures.
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Sub-group B1: This sub-group comprises tests of about one week’s duration and applies to
characteristics which are of vital importance to the function of the relay.

Sub-group B2: This sub-group comprises tests of about one week’s duration for important
(major) characteristics of the relay.

Sub-group B3: This sub-group comprises tests of about one week’s duration which apply to
characteristics which are of vital importance to the function of the relay but are essentially
related to design.

Sub-group C1: This sub-group comprises tests that apply to characteristics which are of vital
importance to the function of the relay. Normally the assessment period shall not exceed six
months.
q“]'\-grnnp C2:  This cnb group. nnmpricpc tests  that qp?]y to—important Imajor)

characteristics of the relay. Normally the assessment period shall not excged si 5.

Sub-group C3: This sub-group comprises tests that apply to the (minor)
characteristics of the relay. Normally the assessment period shall fiot & i 3

Sub-group C4: This sub-group comprises tests that apply to(cha ichhare of vital
impportance to the function of the relay. Normally the asg ed two

ydars.

Sub-group C5: This sub-group comprises

major)
aracteristics of the relay. Normally the assessme '

ch

minor)
ch
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ANNEXE B

PROGRAMMES D’ESSAI

Bl. Description

Tous les essais obligatoires et recommandés énumérés dans le programme d’essai 1 sont
également inclus dans le programme d’essai 2, avec, en plus, quelques essais complémentaires.
De méme, les essais du programme “d’essai 2 sont de nouveau inclus dans le programme
d’essai 3 avec, de nouveau, quelques essais complémentaires. Dans certains cas, les essais
passeront d'un groupe a l'autre, ou des essais recommandés deviendront ebligatoifes lorsqu’ils
passent du programme d’essai 1 aux programmes supérieurs. )

tableau I).

Notes 1. — Ces essais doivent étre effectués dans ce groupe d’essai
i) Quand la caractéristique en question es!
Papplication prévue.

u relais dans

écifié pour une
de ces limites

sai ne dépasse

¢ et électrique est autorisée si le nombre [de manceuvres
moins égal au nombre de manceuvies exigé pour

graupes, les essais sont ordonnés selon la numétotation des
la CEI Pour I'ordre dans lequel les essais sont|a effectuer,
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APPENDIX B

TEST SCHEDULES

Bl. Description

another, or recommended tests become mandatory when proceeding

|

B2. (

i=2av]

All the mandatory and recommended tests listed in test schedule 1 are also included in test
schedule 2, plus some further tests. Likewise the tests of test schedule 2 are again included in
test schedule 3, plus still further tests. In a few cases, tests are shifted from one group to

from test sched

e higher ones.

eport.

ile 1 to

he following notes are used in the test schedules (for & foot of
able I).
ptes 1. — These tests are to be carried out in this test group when el following sityations appligs
i)  'When the parameter concerned is vital to the s led use.
ii) a stated
parameter, and when any relay with chatacteis erse effect
in its intended use. .
2.— Only applicable when agreed @pon betwéen manfufactures a does not
exceed one week.
3. — Only applicable when agreed upo
4. — Combination of electrical and 1 [perations
for one of the electrical endutance wired for
mechanical enduyrs
prder of tests
The test n IEC
ublication 235 of this
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Article Essai Programme d’essai | Programme d’essai 2 Programme d’essai 3
Sous-groupe A0
17.4 Contrdle visuel, M M
marquage
19.1 Résistance de la M* Si les notes 1 et (ou)
bobine 3 sont applicables
20 Essai de rigidité La spécification M| La spécification M| la spécification
diélectrique particuliére doit particuliére doit particuliére doit
indiquer un nombre indiquer les bornes — indiquer les bornes —
réduit de bornes si la note 1 est st la note 1 est
- applinahlp ap.plino e
a3 Résistance du circuit ‘M| Seulement pour CA 0 | M\Seulémeht pour CA O
de contact
4 Essais fonctionnels Valeur d’action et de aleur\d’action et de
: relachement pour relicheplent pour
RTI et RTII T Iet RT I1
seulement seulemert
1.2 Herméticité Seulement pour Seulement pour
"RTI RTII
Sous-groupe Al
18.1 Essais mécaniques R
19.1 Résistance de la Seulepdent pour M| Sauf si déja en AO
bobine relais a courant
continu
1p.3 Impédance de la Seulement pour M| Seulement pour
. bobine relais & courant relais a gourant
alternatif alternati
Seulement pour CAl |M| Seulememnt pour
CAl
Valeurd’action et de |M| Valeur d’action et de |M| Valeur d’action et de
relichement pour relichement pour reldchement pour
0 seulement RT 0 seulement RT 0 seylement
R* Siles nates1 et 3
sont appllicables
R* Seulement pour M# Seulement pour
RT Il et CA O RTII et{CA O
combinés combiné
7.1 Vérification des M* M
dimensions
Sous-groupe A3
17.4 Contréle visuel M M

(autre que marquage)

M = essai obligatoire

essai recommandé

v

* L’essai change de groupe ou devient obligatoire
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Clause Test Test schedule 1 Test schedule 2 Test schedule 3
Sub-group A0
17.4 Visual inspection, M M M
marking
19.1 Cotl resistance M+ If Notes I andjor 3
apply
20 Dielectric test M Detail specification M| Detail specification M| Detail specification
shall state reduced shalil state the shall state the
number of terminals terminals if note 1 terminals if note 1
applies applies
23 Contact-circuit M| Only for CA 0 ﬁ OnlyNor/CA)p
resistance <
24 Functional tests M| Operate and release | M| Operate and relglse Elease
value for RT I and value for RTI a and
” RT II only RT II onl
31.2 Sealing M| Only for RT II M} Onl M}nly for RT I
Sub-group Al
18.1 Mechanical test R
procedures )
19.1 Coil resistance Only for d£. relays Mj Only if not already
in A0
19.3 Coil impedance ly for a.c. relays M| Only for a.c. felays
23 Contact-circuit Only for CA1 M| Only for CA
resistance
24 Functior@“s Operate and release M| Operate and ielease
value for RT 0 only value for RT § only
25 Timing tests R* If Notes 1 anfl 3
> apply
32 R * Only for RT Il and {M#* Only for RT [[I and
CA 0 both combined CA 0 both combined
Sub-group~M42
17.1 Check of dimensions R M* M
Sub-group A3
17.4 Visual inspection M M M

(other than marking)

M = mandatory test

R = recommended test

- * Test has changed group or become mandatory
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Article Essai Programme d’essai 1 Programme d’essai 2 Programme d’essai 3
Sous-groupe A4
20 Essai de rigidité M*| Bornes non essayées | M| Bornes non essayées
diélectrique en AO; et sila en AO; et si la
note 1 est applicable note 1 est applicable
22 Résistance M *
d’isolement
Sous-groupe Bl
4] Endurance électrique R*| Seulement si les [ siles
notes 1 et 2 sont 2 sont
applicables Q ¢s
Sous-groupe B2
29 Echauffement R k
3( Variatons rapides de M | Beulement p culemen} pour
température 11 RTII
(méthode 2) -
32 Humidité interne Seulement pour
RTII et CAO
combinés Q
39 Robustesse des Seulement pour M| Seulement péur
bornes RTII
36 Soudabilité (essai 1) M
54 Rémanence Seulement pour R| Seulement pour
magnétique relais & courant relais & cpurant
continu continu
Soue
53 Collage contacts Seulement pour RT 1 |R | Seulemenj pour RT I
<\ et RTII et RT II
4] e électrique R*| Sauf si déja en BI, R | Sauf si d¢ja en BI,
et seulement si la et seulement si la
note 1 est applicable note 1 esf] applicable
Sous-gi Cc2
192 Inductance de la R
bobine
20 Essai de rigidité Bornes non essayées M| Sauf si déja en A0 M| Sauf si déja en AO
diélectrique en A0 ou A4 ou A4
22 Résistance M
d’isolement
23 Résistance du circuit R | Seulement pour M*| Seulement pour
de contact CA2et CA3 CA2et CA3
25 Contrdle des temps R M*| Sauf si déja en Al

M = essai obligatoire

R = essal recommandé

* L’essai change de groupe ou devient obligatoire
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Clause Test Test schedule 1 Test schedule 2 Test schedule 3
Sub-group A4
20 Dielectric test M*| Further selected M| Further selected
terminations not terminations not
tested in AO and if tested in A0 and if
Note 1 applies Note 1 applies
22 Insulation resistance M#
Sub-group Bl
41 Electrical endurance R*| Only if Notes | and 2 and 2
apply
Sub-group B2 Q
29 Heating R R §
30 Rapid change of M| Only for X M ly for RT 1I
temperature N
(Method 2)
32 Internal moisture R | Only for RT II and
CA 0 both combined G
35 Robustness of % Only(for RT JI M| Only for RT II
: terminals }
36 Solderability (test 1) M| For prigted wiring M M
board relays %
54 Mag;letic remanence < )V For d.c. relays only R | For d.c. relays pnly
Sub-group@
53 Contact stickj R| Only for RT I and R | Only for RT I pnd
<\ RT I RT U
Sub-g u& N
41 icalen nce R*}| Only if not already R | Only if not alrgady
in Bl and if Note | in Bl and if Ngte 1
applies applies
Sub-group C
19.2 Coil inductance R
20 Dielectric test M| terminals not tested M| Only if not already M| Only if not already
in AQ in AQ or A4 in AQ or A4
22 Insulation resistance M
23 Contact-circuit R | Only for CA 2 and |[M* Only for CA 2 and
resistance . CA 3 CA 3
25 Timing tests R M* Only if not in Al

M = mandatory test R =

recommended test

* Test has changed group or become mandatory
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Article Essai Programme d’essai 1 Programme d’essai 2 Programme d’essai 3
Sous-groupe C3

17.1 Vérification des R | Non applicable aux
dimensions dimensions vérifiées

en A2

18.2 Masse R

50 Bruit électrique de Seulement pour
contact ) CAO0etCAl
Sous-groupe C4

4 Endurance électrique R M* Sauf si déja en Bl Sauf si, déja en Bl

ou Cl u/Cl ’

4 Endurance M| Voir note 4 Voir\gote 4
mécanique \/
Sous-groupe C5
Séquence climatique IR
Chaleur humide non R
cyclique

.1 ‘Brouillard salin Seulement pour
RT II
Robustesse des R. Sauf si déja en B2
-bornes
Chocs
Secousses R
Vibrations
r1r s Y
Accélération

Seulement pour
RTO et RTI

Seulement pour
CAO0

Seulement pour
RT O et|RT I

M = essai obligatoire

R = essai recommandé

* ]essai change de groupe ou devient obligatoire
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Clause Test Test schedule 1 Test schedule 2 Test schedule 3

Sub-group C3

17.1 Check of dimensions R | Not applicable for
dimensions checked
in A2
18.2 Mass - R
50 Electrical contact R | Only for CA 0 and
noise CAl

Sub-group C4

41 Electrical endurance R M# Oanly if not already M not @lrgady
in BI or Cl /\(
42 Mechanical M| See note 4 \% S
. endurance :
Sub-group C5 .
26 Climatic sequence R
27 Damp heat, steady R
state ’
331 Salt mist Only for RT II
35 Robustness of - R Only if not alrdady
terminals in B2
37 Shock
38 Bump R
39 Vibration
40 Acceleration <
43 Thermal enduranc
51 Thermoelectric . - R | Only for CA 0
) e.m.f. Q
Sub-group C6 .

28 Thermal reSistance R R

30 > R | Only for RT 0 and |R| Only for RT 0 [and
\/ RTI RTI

34 R

36 R R

Resistance 10
soldering e
(test 2)

M = mandafory test R =recommended test * Test has changed group or become mandatory
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ANNEXE C

PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE POUR LES COURTES SERIES
DE PRODUCTION, POUR LES LOTS ISOLES ET POUR LES PETITS LOTS

/

Les lots de controle doivent étre formés conformément aux plans et

procédures

d’échantillonnage donnés dans la Publication 410 de la CEI (voir article 6 du présent rapport),

excepté pour les courtes séries de production, les lots isolés et les petits lots.

Procédures d’assurance de la qualité pour les courtes séries de production

Une courte série de production est définie comme une production ne comprenant pas plus

lots seront importants et le niveau de qualité acceptable bas,
compte lors du choix des plans d’échantillonnage a utiliser:

vent

ettre un échantillonnage approj

an’ choisi peut avoir a la fois un niveau de qualité

niveau de qualité acceptable pour lequel la qualité moyenne de la production

u 'ue ne faisant pas partie
d 2’ qualité. -

¢es que les-

l¢ment tenir

tre choisis

illance).

le la CEI,
d’une série

d entre le

brié évitant

niveaux de qualité acceptable et de controle

protection
ce lot. Le
il convient

‘|de qualité

acceptable

, de contréle (IL) qui soient différents de ceux indiqu¢s dans la

10%

niveau de qualité acceptable

(voir tableaux VI-A et X de la Publication 410 de la CEI)

¢) Dans le cas ou une différenciation suffisante ne peut étre obtenue, par exemple pour un
petit lot et un essai destructif, un risque d’échantillonnage a utiliser doit étre convenu entre

le constructeur, PONS et, s’il est connu, 'acquéreur (utilisateur) final des relais.

Procédures d’assurance de la qualité pour les petits lots

Pour les petits lots, les procédures décrites

a Tarticle précédent en a), b) ou ¢) peuvent étre

utilisées et convenues entre le constructeur, 'ONS et, s’il est connu, acquéreur (utilisateur)

final des relais.
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